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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES - METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-10: Essais — Résistance a la compression

AVANT-PROPOS

1} [La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatid i normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités i .|La CE!l a
pour objet de favoriser la coopération internationaje pour toutes les questions de, nofrmalisation| dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autras activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux e x desqgdels tolit Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organie i es, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent x. La CEl |collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisz 9 5 witions fixées par accord
entre les deux organisations.

2) |Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui y estions techniques, prépards par les
comités d'études ou sont représentés t6us ité i ‘intéressant a ces questions, expriment

3) [Ces décisions constituent des recommandations Internationales publiées sous forme de normes, dd rapports
techniques ou de guides et agréées conmfme telles patdessComité

4) Pans le but d'encourag ification~i na

e, I8

les Comités nationaux de la CEl s'engagent a ppliquer
ormes internationales de la CEl dans leurs normes

hationales et régionales. iverg eventre la rme de la CEl et la norme nationale ou fégionale
Correspondante doit gtraindi ns cette derniére.
La Norme inte )Q-2-10 a été établie par le sous-comité 86B: Didpositifs
d’int¢rconnexion et S assifs” a fibres optiques, du comité d'études 86 de |la CEl:

Fibrgs optiques

Le tgxte de<cette des documents suivants :

DIS Rapport de vote

86B/538/DIS 86B/621/RVD

Le rgpport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
aboutiatapprobation de cette norme.

La CEl 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs & fibres optiques — Méthodes fondamentales d'essais
et de mesures

Partie 1: Généralités et guide

Partie 2: Essais

Partie 3: Examens et mesures


https://iecnorm.com/api/?name=8b5317f28d3318a115e739cad48df296

1300-2-10 © IEC:1995 -3-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-10: Tests — Crush resistance

EQRCWAODRD
ST YPNJT LS

1) | The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatjon\for standafdizatidn
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committé e
IEC is to promote international cooperation on all questions concer e
electrical and electronic fields. To this end and in addition to other actiyitie gs

Committee interested in the subject dealt with may participate in this\preparato . vork. p ,
governmental and non-governmental organizations liaising with\the\/EG als thlpate in th(s
preparation. The IEC collaborates closely with the Internatio izatj n
(180) in accordance with conditions determined by agreer < : orgarizations.

2) | The formal decisions or agreements of the IEC o

3} | They have the form of recommendatio

4) [ In order to promote international unificati

standards. Any diverge
standard shall be cje

Intérnational
optjc interconnegfi

Fibre optics.

The text of

DIS Report on voting

86B/538/DIS 86B/621/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the
reporton vut;ug indicatedmrtheabove tabte:

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic
interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures:

Part 1: General and guidance

Part 2: Tests

Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES - METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -~

Partie 2-10: Essais — Résistance 2 la compression

1 Généralités

1.1 [Domaine d'application et objet

L'objjet de la présente partie de la CEI 1300 est d'évaluer les effets
de ge produire quand les dispositifs a fibres optiques sont exposé
tellgs que piétinement, écrasement par des pneus de véhicules, eto

eptibles
critiques

1.2 | Description générale

Le spécimen est exposé i une charge de compressiopappligt

2 atériel

L'appareillage comprend les éléments\suiva

2.1 |Plateau
Un plateau ou récipient geu ' mm ou
celles prescrites dan pécificati arti entative

d'unisol ou d'un planghec.

Un pgatin en matéris 0 mm X
12 mm d'épaisse eS prescriptions de la spécification particuliere, collé a une

Un ggnératedde forces peut étre n'importe quel dispositif ou appareillage capable d'appliquer
progressivement tajdrce spécifiée a la vitesse requise:

2.4 Calibre

Un instrument approprié pour mesurer la force appliquée au spécimen.

3 Procédure

3.1 Préparer le spécimen conformément a la spécification particuliere. Sauf indication
contraire, le spécimen sera soumis & I'essai de résistance a la compression en condition de
repos.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-10: Tests ~ Crush resistance

1 General

1.1 Scope and object

The purpose of this part of IEC 1300 is to evaluate the effect of loa ch migil\t
ocgur when fibre optic devices are exposed to critical situations such’ 2% epped
on{ being run over by vehicle tyres, etc.

1.2

The specimen is exposed to a compressive load which ig

2 Apparatus

The

2.4

General description

apparatus consists of the following elems

Box
hallow box or tra i 3 00’mm or as specified in the detall
cification, capable i ior of a representative ground or floor surface.

ominaliy 100 mm x 100 mm x 12 mm thick, of
, bonded to a non-yielding plate.

As

itable i

3 Procedure

3.1

Prepare the specimen in accordance with the detail specification. Unless otherwise

specified, the specimen shall be subjected to the crush resistance test in a non-
operational mode.
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3.2
peu

3.3

3.4

3.5
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Placer le spécimen au-dessus du centre de la surface d'essai contenue dans le récipient
profond. Si plusieurs spécimens doivent &tre essayes, la position relative des spécimens
et leur position par rapport i la paroi du récipient peu profond doivent &tre spécifiées
spécification particuliére.

Placer le patin au-dessus du spécimen
Appliquer progressivement la charge spécifiée au patin.

Maintenir la charge pendant la durée prescrite.

3.6

3.7

doiv
parti
dom

4 S

La s¢vérité comprend la charge et la durée d'appl
spéc

Les

pour

$évérités préférentielles suivantes sont des séve ités facultatives pouvant étre sp

Répéter le chargement le nombre de fois indiqué dans la spécificatjon p

A la fin de I'essai, le spécimen doit &tre examiné et toutes lg
ent étre enregistrées selon les prescriptions de la spécification
Culiere doit étre prétée a la perte de continuité optiqu
mages aux joints d'étanchéité.

dvérité

fication particuliere.

cette procédure:
W\ Q Durée
[\ N

(\ )
0
C 1 1
00 5
< 00 10
60

74

2000

\ 5000

5 Dé[tails a préciser

’ticuliére).

dans la

pSsaires
ttention
et aux

dans la

ecifiées

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification particuliere:

Dalle représentative du sol ou du plancher
Matériau du patin

Charge

Durée d'application de la charge

Orientation du spécimen
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3.2 Position the specimen centrally on the test surface contained in the shallow box.
Where more than one specimen is being tested, the relative position of the specimens
and their position from the box wall shall be specified in the detail specification.

3.3 Place the pad over the specimen.
3.4 Smoothly apply the specified load to the pad.
3.5 Maintain the load for the specified duration.

3.6 Repeat the loading for the number of times specified in the detail specification.

3.7 Upon completion of the test, the specimen shall be examined and acesSsar
observations recorded as specified in the detail specification. Caref { hall be
given to the loss of optical continuity, broken parts, and damage to/88s

-~

v

4 SBeverity

The severity consists of the combination of the loa
shall be specified in the detail specification.

Fhe severity

The following preferred severities are non-man@a { ich may be specified
for this procedure:

Load Duration
v ‘
TN

10
60

O

The following details, as applicable, shall be specified in the detail specification:

- Representative ground or floor surface
- Pad material

- Load

- Duration of load

- Specimen orientation
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Spécimen optiquement actif ou passif

Spécimen couplé ou désaccouplé

Procédure de préconditionnement

Nombre d'applications de la charge

Procédure de post-conditionnement

Examens et mesures initiaux et exigences fonctionnelles
Examens et mesures en cours d'essai et exigences fonctionnelles

Examens et mesures finaux et exigences fonctionnelles

Méthode optique de mesure, si nécessaire
Ecarts par rapport 4 la procédure d'essai

Critéres supplémentaires de succés/défaillance
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— Specimen optically functioning or non-functioning

— Specimen mated or unmated

— Pre-conditioning procedure

— Number of load applications

— Post-conditioning procedure

~ Initial examinations and measurements and performance requirements

~ Examinations and measurements during test and performance requirements
- Final examinations and measurements and performance requirements

—_Optical test methad _if necessary

1 Deviations from test procedure

@%

T Additional pass/fail criteria

23
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